INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 19794-5:2011/Amd.2:2015
TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Published 2016-12-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION ¢ MEXOYHAPOOHAA OPTAHU3ALINA MO CTAHOAPTUSALIMN o ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION . MEXOYHAPOOHAA SNEKTPOTEXHUYECKAA KOMUCCUA . COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Information technology — Biometric data interchange
formats —

Part 5:
Face image data

AMENDMENT 2: XML encoding and clarification of defects

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Technologies de I'information — Formats d'échange de données biométriques —

Partie 5: Données d'image de la face
AMENDEMENT 2: Codage XML et précisions concernant les défauts
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